
数据知识产权登记证书

登记信息

证书编号：20260744000006164

登     记     号：SZ2026120006164.8

数   据  名   称：石墨烯薄膜XRD衍射特征参数表

登   记  主   体：华南理工大学

证   件  号   码：12100000455414429R

申   请  日   期：2026年07月07日

登   记  日   期：2026年08月07日

2026年08月07日
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